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Тема дисертації:
1. Х- променева дифрактометрія змін мікродефектної структури кристалів кремнію після опромінення
високоенергетичними електронами

2. Х-ray diffractometry of defect structure changes in silicon crystals after irradia-tion by high energy electrons.

Реферат:
1. Дисертація присвячена вибору механізмів структурних перетворень та моделі дефектної структури
кристалів кремнію, які дозволили адекватно описати всю складність структурних змін у цих кристалах після
опромінення високоенергетичними електронами на основі аналізу результатів досліджень методами дво -
та трикристальної спектрометрії в режимі -2Q сканування а також комп'ютерного моделювання.Методами
високороздільної Х-променевої дифрактометрії проведе-но кількісну характеризацію складних
мікродефектних структур у крис-талах кремнію, вирощених за методом Чохральського і опромінених різ-
ними дозами високоенергетичних електронів (Е 18 МеВ).

2. The thesis devoted to the choice of structural transformations mecha-nisms and the model of defect structure
Cz-Si single crystals, which allow all complication of structural changes in these crystals after the irradiation by
high-energy electrons on the base of analysis of investigations by the meth-ods of two- and triplecrystal



spectrometry in the mode of -2Q scanning and computer modeling are adequately described.The quantitative
characterization of complex microdefect structures in silicon crystals grown by Czochralski method and irradiated
with various doses of high-energy electrons (Е 18 МеВ) has been performed by methods of the high-resolution X-
ray diffractometry.
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